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Laitteisto ja menetelma kdytettidvyystestausta varten
Utrustning och férfarande for tillgdnglighetstestning

(67) Tiivistelma - Sammandrag

Keksinndn kohteena on laitteisto ja menetelméa 5

kéytettavyystestausta varten. Kaytettavyystestauslaitteistossa on { —
ulostulon tallennusmoduli (7) vahintdan yhdenlaisen ulostulon _ )
tallentamiseen, sisaantulon tallennusmoduli (6, 6a, 6b) véhintaan [0 0]

yhdenlaisen siséantulon tallentamiseen, kayttajaherétteen

tallennusmoduli (5) vahintddn yhdenlaisen testikayttajaheratteen 6a
tallennusta varten ja vahintdan yksi muistiinkirjoitusmoduli (8) {
ainakin osittaista tallenteiden varastointia varten. 2 \f
Kéyttdjaheratteen tallennusmoduli (5) ja muistiinkirjoitusmoduli 1
(8) on kytketty testattavaan kohteeseen siita riippumattomasti. s —F/

Uppfinningen avser en utrustning och ett férfarande for Q"L&eb

tillgénglighetstestning. Tillgdnglighetstestningsutrustningen

uppvisar en lagringsmodul (7) fér en utgang for lagring av minst 3
en sorts utgang, en lagringsmodul (6, 6a, 6b) for en ingang for

lagring av minst en sorts ingang, en lagringsmodul (5) for en

anvandarimpuls for lagring av minst en sorts testanvandarimpuls

och minst en minnesinskrivningsmodul (8) fér atminstone partiell

lagring av registreringar. Lagringsmodulen (5) fér

anvéandarimpulsen och minnesinskrivningsmodulen (8) &r

kopplade till det féremal som skall testas oberoende av detta.
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